
V předložené práci je studován efekt elektromigrace defektů v materiálu (CdZn)Te ve vnějším
elektrickém poli, při několika různých teplotách a proudech. Cílem práce bylo ověřit tento efekt pomocí
několika elektrických kontaktů rozmístěných lineárně na vzorku. Tyto kontakty, zastávající funkci
potenciálových sond, zaznamenávaly drift lokální modulace odporu. Snažili jsme se určit, za jakých
podmínek a proč k němu dochází, a následně rozhodnout, jak je možné tohoto účinku využít k čištění
polovodičových vzorků a pro přípravu vysoko odporového materiálu.


